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概  要 

 

環境問題から、従来の鉛はんだは多くの分野で鉛フリーはんだに置き換わった

が、両者の性質の違いから不良が発生する場合がある。当所では、このような

不良の対策への足がかりとして、マイクロスコープによる試料表面・断面の観

察や、環境試験装置を用いた加速試験などによる信頼性評価を行っている。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

倍率35～2500で偏光など複数のアダプタを備えるデジタルマイクロスコー

プや、恒温恒湿槽・冷熱衝撃試験装置・プレッシャークッカー試験装置などの

環境試験装置を有している。 

本技術の 

有用性 

環境試験装置による試料の加速試験から、断面研磨やマイクロスコープによる

試料表面・断面の高倍率観察まで行うことができる。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

適用可能製品 
プリント基板を始め、金属部品やプラスチック部品など様々な試料 
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■試作品状況 

環境試験装置 デジタルマイクロスコープ リード・はんだ 

接合部断面の観察 

 無    提示可    提供可  
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